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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 82 de la CEIl: Systemes de
conversion photovoltaique de I'énergie solaire.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
82/182/FDIS 82/191/RVD

L e rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote-ayan(t
abouti a I'approbation de cet amendement.
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Supprimer «silicium cristallin» de la phrase.
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Remplacer la phrase «L'étalonnage des cellules de référence utilisées de maniere fréquente
doit étre vérifié a des intervalles ... méme éclairement.» par la nouvelle phrase suivante:
«L'étalonnage des cellules de référence utilisées de maniére fréquente doit étre vérifié par
rapport a une cellule de référence stable a des intervalles ne dépassant pas un mois en
comparant leurs courants de court-circuit sous le méme éclairement.»

1) CEI 60904-10:1998, Dispositifs photovoltaiques — Partie 10: Méthodes de mesure de la linéarité.

2) CEl 60904-7:1995, Dispositifs photovoltaiques — Partie 7: Calcul de l'erreur de désadaptation des réponses
spectrales dans les essais d'un dispositif photovoltaique.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 82: Solar photovoltaic energy
systems.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting
82/182/FDIS 82/191/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report o
oting indicated in the above table.
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| Scope

Delete "crystalline silicon” from the sentence.
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|0 Careof reference cells

Replace the sentence "The calibration shall be cross-checked at intervals of ... same
irradiance" by the following new sentence: "The calibration of reference cells in frequent us¢
shall be cross-checked against a stable reierence cell at intervals of no more than one montn
by comparing their short-circuit currents under the same irradiance".

1) |EC 60904-10:1998, Photovoltaic devices — Part 10: Methods of linearity measurement.

2) IEC 60904-7:1995, Photovoltaic devices — Part 7: Computation of spectral mismatch error introduced in the
testing of a photovoltaic device.
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Publications de la CEI préparées IEC publications prepared

par le Comité d’Etudes n° 82 by Technical Committee No. 82

60891 (1987) Procédures pour les corrections en fonction de 160891 (1987) Procedures for temperature and irradiance corrections
température et de I'éclairement a appliquer aux to measured |-V characteristics of crystalline silicon
caractéristiques |-V mesurées des dispositifs photovoltaic devices.
photovoltaiques au silicium cristallin. Amendment 1 (1992).
Amendement 1 (1992).

60904: — Dispositifs photovoltaiques. 60904: — Photovoltaic devices.

60904-1 (1987) Premiére partie: Mesure de caractéristiques couran0904-1 (1987) Part 1: Measurement of phottaic current-voltage
tension des dISpOSItIfS photovoltalques characteristics

60901

solalres de reference Amendment 1 (1998)
Amendement 1 (1998).

60904-3 (1989) Troisieme partie: Principes de mesure des dispositif§0904-3 (1989) Part 3: Measurement principles ~for terrestrial

solaires photovoltaiques (PV) a usage terrestre photovoltaic (PV)/ sola\ devices® with reference
incluant les données de l'éclairement spectral de spectral irradianeg
référence.

609041-5 (1993) Partie 5: Détermination de la température de cellulé60904-5 (1993) Part e _ equivalent cell
équivalente (ECT) des dispositifs pbeoltaiques Qtovsltaic fPV) dev|ces by
(PV) par la méthode de la tension en circuit ouvert. iy

60904-6 (1994) Partie 6: Exigences relatives aux modules solaires d80904-6 (1994) Pax 6: Regui ents Nor reéference solar|modules.
référence. a

Amendement 1 (1998).
60904-7 (1995) Partie 7: Parue en langue anglaise uniquement. putation of spectral fnismatch error

e testlng of a photovoltaic device.

609041-8 (1998) Partie 8: Mesure de réponse spectrale d'un dispositB0904- i’ 8: slrement of spectral respopse of a
photovoltaique (PV)

60904-9 (1995) Partie 9: Parue en langue anglaise unigde . D t 9: Solar simulator performance rgquirements.

609041-10 (1998) Partie 10: Méthodes de mesure de la lihéarited 4 ) Part 10: Methods of linearity measurement.

61178 (1992) Protection contre les surtensions de
photovoltaiques (PV) de production ¢

érvoltage protection for phwadltaic (PV) ppwer
generating systems — Guide.

Guide.
61194 (1992) Parametres descriptifs Characteristic parameters of stand-aloneditic
autonomes. systems.

61215 (1993) Modules photoltaigues o, silici istalli 5(1993) Crystalline silicon terrestrial pbwaltaic (PV)
ati modules — Design qualification and type apprpval.

6127} (1995) Systeme bRltaiyues (PY) texestres 2. 61277 (1995) Terrestrial phmtoltaic (PV) power generating
ralités et g systems — General and guide.

61345 (1998) Essai aux iale modules61345 (1998) UV test for photovoltaic (PV) modules.
photovoltaiqyés

61646 (1996) Thin-film terrestrial phwmtoltaic (PV) modules —
Design qualification and type approval.

6170] (1995) Salt mist corrosion testing of mivoitaic (PV)

modules.
61708 (1995) 61702 (1995) Rating of direct coupled pbvtltaic (PV) pumniping
3 systems.
6172 (1995) Sensibilité d'sp pfodule phailtaique au dommage 61721 (1995)  Susceptibility of a ploebltaic (PV) module to
pardmpact accidentel (résistance a l'essai d'impact). accidental impact damage (resistance to impct test).
61725 (1997) \ \Expression analytique des profils solaires journaliers. 61725 (1997)  Analytical expression for daily solar profiles.
6172F (1995)," Systémes pbuobltaiques (PV) — Caractéristiques de 61727 (1995) Photwoltaic (PV) systems — Characteristics| of the
l'interface de raccordement au réseau. utility interface.
6182 jlici 3 h-site
crlstallln - Mesure sur S|te des caracterlsthues I V measurement of I-V characterlstlcs
61836 (1997) Systémes de conversion photaique de I'énergie 61836 (1997) Solar phaotoltaic energy systems — Terms and
solaire — Termes et symboles. symbols.
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